5E-XRF2510
Ozellikler:

Model SE-XRF2510 EDXRF Spektrometresi
Elementler Na-U'dan tiim elementler
Konsantrasyon Araligi ppm-100%

Kémur ve komur kil kompozisyon analizinde fosfor (Na20, MgO, Al203, SiO2, P205,S03, K20, CaO,Fe203 vb.);

Uygulama Kapsami Cimento, RoHS, jeolojik madencilik, plastik polimer, petrokimya, metal, gevre koruma, tip, arkeolojik sanat, gida ve
kozmetik.
Ornek tirleri Toz, Partikiil, Gézelti, Sol, Kati, vb.
Spektral Oda Boyutu 110(Cap)x 125(Yukseklik) mm
Hava Modu

Her turli numunede agdir element analizi icin uygundur
Helyum Sistemi
Atmosfer Modu . . ) o » .
Yakitlar gibi ugucu sivi numunelerinde hafif element analizinde en iyi performansi saglar

Vakum Sistemi

Tablet numunesi vakum modunda 6lgllmustir ve helyum tiketmez.

istege bagli hedef malzemeler
Maksimum Gug: 50W
X-Ray Tupu
Maksimum Voltaj: 50KV
Maksimum Akim: 1mA

Silikon Drift Dedektori
Enerji C6zunurliga: 127eV FWHM @ Mn Ka
Sayim Hizi: 100000cps

Dedektorler
Peltier Sogutma
Oyulma Sistemi Dabhili helyum temizleme sistemi, toz numunelerin test performansini artirir.

Sivi numune sizintisini, kati numuneye dlsen pargaciklarin ve tozdan dolayi dedektor ve x-1sini tlipliniin hasar
Kirlilik Koruma Sistemi
gormesini 6nlemek igin entegre dedektdr ve x-i1sini tlipl koruma sistemi.

Vakum Sistemi Tablet numunesi vakum modunda 6lglilmustir ve helyum tiketmez.
Radyasyon Guvenligi X-1sini kirinimi ve floresan analiz ekipmani igin GBZ115—2002 Radyolojik koruma standartlarina uygundur
Boyutlar (UxGxY) 760x680x880mm

Uygulamalar:

Genig Uygulanabilirlik:

Kati, sivi, toz ve partikll numunelerigin uygundur.

Kolay Kullanim:

Karmasik numune énigleme surecine gerek yoktur. Kullanicilarin numuneleri test alanina koymalari ve analizitamamlamakigin “Baglat”a tiklamalari yeterlidir.

Yiiksek Verimlilik:
Tek numune analiziigin 1-15 dakika (ihtiyaca gére ayarlanabilir). Robot manipUlatori sayesinde XRF2510, parti basina 60 numuneyi otomatik olarak ytikleyebilir ve

bu da test verimliligini Snemli dlglide artirir.

Modiiler Tasarim:

ihtiyag halinde serbest kombinasyon, cesitli kullanim senaryolarina uygundur.

Diisiik Maliyet:

Vakum modunda herhangi bir kimyasal veya baska sarf malzemesine ihtiyag duyulmaz ve helyum tiketiimez.

En iyi Géziiniirliik ve CR:
Eniyi sayim hizi ve eneriji ¢ézlinlrliigline sahip gelismis silikon stiriklenme dedektori kullanilir. 50W glig optik tiplnin gikigsindan tam olarak yararlanarak yiksek

stabilite ve hassasiyet saglanir.

Genig Menzil:

Na-U’'daki tim elementler, PPM'den %100’e kadar degisen konsantrasyonlarda test edilir.

GilivenliKullanim:
Cihazin test odasi, kalin bakir, elektronik kilitleme tasarimi ve yaziim kesintisi de dahil olmak tizere ti¢li koruma énlemleriyle, hi¢bir test ortaminda X-isini sizintisinin

kesinlikle 6nlenmesini saglar.

Dokunmatik Ekran Kontrolii:
Ergonomik dokunmatik ekran tasarimi, operatérlerin klavye ve fare kisitlamalarindan kurtulmasini saglar. Yazilim tasanmi basit ve sezgiseldir. Herkes cihazi

calistirmakigin dokunmatik ekran kontrol yazilimini kullanabilir, bu da tiim analizi daha kolay ve hizli hale getirir.



